Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 492/2024 ze dne: 23. 9. 2024

SVMTecb S.r.o.
objekt ¢islo 2388, KALIBRACNI CENTRUM SVMTech
Pocernicka 272/96, MaleSice, 108 00 Praha 10

Mechanicky pohyb, vibrace

ey

- Jmenovity rozsah X ig .
vl?olr.l Kalibrovana veli¢ina / Piedmét kalibrace Paramtig'.(y) mer rozsifena Princip kalibrace K l.bldti‘n"[llf Ikacet 3 Pr.%:?
&islo min jedn. max  jedn. veli¢iny nejistota méFeni? alibraéniho postupu® | vi§té

1 Zrychleni pfimocarych mechanickych Pfimé méfeni KP 01
vibraci harmonického pribéhu / etalony etalonovym snima¢em | (CSN ISO 16063-44)
vibraci* 0,01 m-s? az 700 m-s? 5Hz a7 6,3 kHz 1,2 %
2* Zrychleni pfimocarych mechanickych Pfimé méfeni KP 01
vibraci harmonického pribéhu / etalonovym snimacem | (CSN I1SO 16063-44,
vibra¢ni testovaci systémy * 0,01 m-s? az 700 m-s? 5Hzaz2,5kHz 12% CSN IS0 16063-21)
3 Citlivost snima¢t vibraci / snimade Porovnani KP 01
vibraci* 0,01 pC/m-s? az 100 pC/m-s? |5Hzaz10kHz 1,1% S etalonovym snimac¢em | (CSN 1SO 16063-21)
0,01 mV/m-s? az 3000 mV/m-s?|5Hzaz 10 kHz 11%
4 Zrychleni / vibrometry se snima¢em® Porovnéni KP 01
0,01 m-s? az 700 m-s? 5Hzaz 6,3 kHz 1,2 % s etalonovym snimagem | (CSN ISO 16063-21)
Rychlost / vibrometry se snimacem? 0,01 m-s? az 700 mm-s? |5Hzaz6,3 kHz 1,2 %

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souéasti CMC a je nejniz$i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi

v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné v§ech zmén).

Zrychleni je mozno uvadét i v jednotkach g, citlivost snima¢t v pC/g resp. mV/g, pro 1 g = 9,81 ms?
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 492/2024 ze dne: 23. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SVMTecb S.r.o.
objekt ¢islo 2388, KALIBRACNI CENTRUM SVMTech
Pocernicka 272/96, MaleSice, 108 00 Praha 10

CMC pro obor mérené veli¢iny: Elektrické veli¢iny

Por. . (o eve . « . Jmenovity rozsan Parametr(y) mér. Ne:igiiﬁ,udé?’ané A : Ide.ntifivka,ce Praco-
Sislo 1 Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét kalibrace min _jedn. max_jedn, veliiny roziirena m,ejzlstota Princip kalibrace kallbracnlglo Viste
méreni postupu
1* Stejnosmérné napéti / Multimetry, signdlové Porovnani s etalonovym | KP 02
analyzatory, vibrometry, kontroléry vibra¢nich multimetrem
testovacich systémi omV  az 100 mV 0,010 % + 0,0041 mV
100 mV az 1V 0,010 % + 0,010 mV
1V az 10V 0,010 % + 0,10 mV
Stejnosmérné napéti / Generéatory, kontroléry P#imé méfeni etalonovym| KP02
vibraénich testovacich systémi 0mv az 100 mV 0,010 % + 0,0041 mV | multimetrem
100 mV az 1V 0,010 % + 0,010 mV
1V az 10V 0,010 % + 0,10 mV
2* Sttidavé napéti / Multimetry, signalové Porovnani s etalonovym | KP 02
analyzatory, vibrometry, kontroléry vibra¢nich multimetrem
testovacich systémt 10 mV az 100 mV (10 Hz az 20 kHz 0,10 % + 0,030 mV
100 mV az 1V 10 Hz az 20 kHz 0,10 % + 0,30 mV
1V az 10V 10 Hz az 20 kHz 0,10 % + 3,0 mV
St¥idavé napéti / Generatory, kontroléry Pfimé méfeni etalonovym | KP 02
vibra¢nich testovacich systému 10 mV az 100 mV |10 Hz az 20 kHz 0,10 % + 0,030 mV | multimetrem
100 mV az 1V 10 Hz az 20 kHz 0,10 % + 0,30 mV
1V az 10V 10 Hz az 20 kHz 0,10 % + 3,0 mV

1

2

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u potradového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soudasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viiéi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v&etné vSech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 492/2024 ze dne: 23. 9. 2024

SVMTecb S.r.o.
objekt ¢islo 2388, KALIBRACNI CENTRUM SVMTech
Pocernicka 272/96, MaleSice, 108 00 Praha 10

CMC pro obor méiené veli¢iny: Frekvence
. Jmenovity rozsah “ Nejnizsi udavana Identifikace )
él?s.:)'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét kalibrace Paran::;.tg.(l)lf) mer. rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Pr.agt;:g
1 min jedn. max jedn. velicmy méFeni? postupu® | V!
1* | Me¢tidla frekvence — multimetry, signalové Porovnani s etalonovym KP 02
analyzatory, vibrometry, ¢itace, kontroléry VTS 3Hz az 20kHz | 100 mV az 10V 0,015% + 1 mHz | multimetrem
Generatory frekvence — generatory, kontroléry VTS Piimé méfeni etalonovym | KP 02
3 Hz az 20kHz | 100 mV az 10V 0,015 % + 1 mHz | multimetrem

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M sougasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepSich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zavislosti na podminkéch takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahii plati vzdy niz§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibrani postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné v§ech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 492/2024 ze dne: 23. 9. 2024

SVMTech s.r.o.

objekt &islo 2388, KALIBRACNI CENTRUM SVMTech

Pocernicka 272/96, Malesice, 108 00 Praha 10

CMC pro obor mérené veli¢iny: Akustické veli¢iny

Por¥. | Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Ne]mzsirlvldayana _— - Identifikace kalibra¢niho | Praco-
w1 - < . - rozSifena Princip kalibrace 3 e
cislo Predmét kalibrace min jedn. max jedn. veli¢iny nejistota méFens? postupu visté
1 | Citlivost mikrofonu Porovnéni s etalonovym KP 03
mikrofonem (CSN EN 61094-5 ed.2,
-90 dB (re 1V/Pa) az -20 dB (re 1V/Pa) 10 Hz az 20 kHz 0,07 dB CSN EN 61094-6)
2 | Hladina akustického Piimé méfeni etalonovym KP 03
tlaku mikrofonem / porovnéani (CSN EN IEC 60942 ed.2)
40 dB (re 20x10°Pa) az 140 dB (re 20x10 Pa)|31,5 Hz az 16 kHz 0,07 dB s etalonovym kalibratorem

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaceny hvézdickou.
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M sougasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi
v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.
U datovanych dokumentti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné v§ech zmén).
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